
Février 2006 

CISPR 16-1-3 
(Deuxième édition – 2004) 

 
 

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations  
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – 

Partie 1-3: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité 
 aux perturbations radioélectriques – Matériels auxiliaires – Puissance perturbatrice 

 
 

CORRIGENDUM 1 
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B.3.1 Facteur de découplage DF de la pince absorbante associée au dispositif 
absorbant secondaire 

Remplacer l’équation B.1 existante par ce qui suit: 

DF = Pref  − Pfil      (B.1) 
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Figure B.8 – Montage de mesure du facteur de découplage DF 

Remplacer la figure existante par ce qui suit: 
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 Figure B.8a – Mesure de référence 
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Figure B.8b – Mesure avec la pince absorbante et le SAD placés dans le gabarit 

Figure B.8 – Montage de mesure du facteur de découplage DF 
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